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Qualitative und quantitative elektronenoptische
Werkstoffanalyse mittels SEM & EDX

HINTERGRUND

Die Materialanalytik mittels elektronenoptischer Anre-
gung am Rasterelektronenmikroskop ermoglicht neben
der Abbildung hochaufgel6ster Strukturen auch Informa-
tionen sowohl zur Topografie als auch zur chemischen
Zusammensetzung des Werkstoffs zu erhalten.

TECHNOLOGIE

Das kommerzielle Kompakt-REM JSM-IT200 der Firma
JEOL mit integriertem EDX-System (Energiedispersive
Rontgenspektroskopie) liefert sowohl Abbildungen
hochaufgeldster Werkstoffstrukturen als auch qualitative
und quantitative Informationen zur chemischen Zusam-
mensetzung des Werkstoffs. Im Gegensatz zu anderen
analytischen Untersuchungsverfahren kann gleichzeitig
eine mikrometergenaue lokale Zuordnung zur Struktur
des zu analysierenden Probenvolumens erfolgen. Das
ermoglicht vor allem die Untersuchung/Analyse von
Komponenten oder Baugruppen, die aus einer komplexen
Werkstoffmatrix bestehen.

VORTEILE

v Auflésung: 7 nm

v VergréRerung: bis 100.000x

v ProbengroRe: ¢ 80 mm,
Hoéhe: 45 mm

v" Chemische Analytik durch EDS mit
live-Analyse

v’ Spektrales Mapping

v' Linien-Scans

ANWENDUNG

Metallische und anorganisch-
nichtmetallische Werkstoff-
untersuchungen,
Oberflachenuntersuchung, technische
Oberflachen, Bruchflachen,
metallografische Schliffe

STATUS

Kommerzielles Gerat
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